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KERAMO-

GRAPHIE/PHASENANALYSE

Das Fraunhofer IKTS hat hochentwickelte

Methoden zur Darstellung und Charakte-

risierung von Gefligen fir verschiedenste

Werkstoffe erarbeitet:

- Klassische keramographische Methoden

- lonenstrahlbasierte Praparationsmetho-
den fUr Granulate, Grin- und Sinterkor-
per keramischer und metallischer
Werkstoffe (BIB)

- Zielpraparation von Defekten und Grenz-
flachen mittels FIB

- Hochauflésende FESEM mit verschieden-
sten Detektoren zur umfassenden
Gefligeanalyse (WDX; EDX, ESB),

- Bestimmung der Kristallstruktur und
Orientierung (EBSD), lokale elektrische
Leitfahigkeit

- Qualitative und quantitative Geflige-
analyse

- Oberflachentopographie (AFM)

Qualitative Phasenanalyse bei Raum-
temperatur und erhohten Temperaturen
bis zu 1400 °C an Luft oder in inerten
Atmospharen

- Analyse dinner Schichten (streifender
Einfall, Reflektometrie)

- Nutzung der Rietveld-Analyse fur die
guantitative Bestimmung von Phasen-
gehalten und Zusammensetzungen der
Phasen

Methodenentwicklung oder Einzel-
auftrage zur Charakterisierung von Werk-
stoffen und Bauteilen hinsichtlich des
Gefliges, des Phasenbestands sowie der
mechanischen und tribologischen Eigen-
schaften

Schadensanalyse von Bauteilen und
Beratung zum Einsatz keramischer Werk-
stoffe
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1 FESEM at Fraunhofer IKTS.

2 Microstructure of TiB,/hBN
composite prepared by ion
beam method.

3 Results of Rietveld analysis.
4/5 FESEM images of composite
materials obtained using differ-
ent detectors.

6 EBSD image of LPSSiC.
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CERAMOGRAPHY /PHASE

ANALYSIS

Fraunhofer IKTS Dresden has developed
sophisticated methods for microstructural
imaging and characterization of a wide
variety of materials:

- Classic ceramographic methods

- lon beam-based preparation methods for
granules, green bodies, and sintered
bodies of ceramic and metallic materials
(BIB)

Preparation of defects and interfaces

using FIB

High-resolution FESEM using various de-
tectors for comprehensive microstructural
analysis (WDX, EDX, ESB), determination
of crystal structure and orientation
(EBSD), and determination of local electri-
cal conductivity

Qualitative and quantitative microstruc-
tural analysis

- Investigation of surface topography
(AFM)

Qualitative phase analysis at temperatures

from room temperature to 1400 °C in air

or inert gas atmospheres

- Thin-film analysis (grazing incidence
angle, reflectometry)

- Rietveld analysis for quantitative determi-
nation of phase contents and composi-
tions

- Development of methods or completion
of individual orders for characterization of
materials and parts with respect to
microstructure, phase composition, and
mechanical and tribological properties

- Part failure analysis and consulting on use
of ceramic materials



